
CURS EXPERIMENTACIÓ AMB EQUIPS 
ELECTRÒNICS PER A MESURES DE BAIX 

NIVELL
DIRI*IT A� EVWXGLDQWV GH �r L �t FXUVRV GH OHV WLWXODFLRQV GH *UDGXDW�GD HQ EQJLQ\HULD EOHFWUzQLFD GH 
THOHFRPXQLFDFLy L�R EQJLQ\HULD EOHFWUzQLFD IQGXVWULDO,  encara que obert també a estudiants de Ciències
i Enginyeries amb perfil experimental. A causa de les limitacions que imposa el nombre d'equips elec-
trònics disponibles solament s'admetrà a un nombre màxim de 20 estudiants. Per a l'admissió en el curs
Hs considerarà mèrit preferent haver superat les assignatures relacionades amb els continguts UHJODWV 
G
LQVWUXPHQWDFLy� HTXLSV L PHVXUHV�

PROGRAMA
��� CARACTERIT=ACIÓ D
UN DÌ2DE MIT-ANdANT LA UNITAT D
ALIMENTACIÓ I MESURA .EIT+LE< ����
��� MESURA DEL C2RRENT DE CURTCIRCUIT D
UN )2T2DÌ2DE MIT-ANdANT EL MULTÌMETRE .EIT+LE< ����
��� MESURA DE L
ABS2RCIÓ DIELËCTRICA D
UN C2NDENSAD2R MIT-ANdANT SISTEMA D
ADQUISICIÓ .EIT+LE< ����
�

�

DATES
DHO � DO �� GH MXOLRO GH ����  
���� D ����� KRUHV
TRWDO �� KRUHV

A ÓN 
LAB2RAT� SIST� ELECTRÒNICS DE C2NTR2L ����� 
EVFROD TqFQLFD Superior G
EQJLQ\HULD
CDPSXV GH BXUMDVVRW

DIRECCIÓ
PURI� DLHJR RDPtUH] MXxR]
DHSDUWDPHQW d'EQJiQ\HULD EOHFWUzQLFD  UY

PREU: ����� € CRP�UQLYHUVLWjULD 
             ����� ½ P~EOLF HQ *HQHUDO
INSCRIPCIÓ
www.uv.es/portalumne 
Matrícula DOWUHV HVWXGLV L DFWLYLWDWV
Î Matrícula dH ActiviWDWV del Servei

d’Extensió Universitaria
�FDPSXV BXUMDVVRW� CRPSO�)RUPDWLX���TXDWULPHVWUH�

�� MESURA DE LA RESISTËNCIA S+UNT MIT-ANdANT ADQUISICIÓ .EIT+LE< ���� I MULTIPLEX2R .EIT+LE< ����
�� RESP2STA EN )REQhËNCIA D
ELËCTR2DE DE C2NDUCTIVITAT ELECTR2LÌTICA AMB )2NT DE C2RRENT �����

mailto:Lidia.Marquez@uv.es
http://www.uv.es/portalumne
ramirez
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